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赴美國邁阿密市參加「2009 International Symposium on EMC」
國際研討會
1、 前言與目的
一年一度的國際EMC（電磁相容）研討會今年在美國佛羅里達邁阿密市舉行，時間從7月26日到7月30日，在此一國際研討會中，討論的內容包羅萬象，有先進的理論、量測的技術、優良的工藝、標準的進化也有世界各國的法規議題等等；

日本VCCI協會本著提昇其國際地位及服務其廣大會員的目的，於本（99）年度籌劃一系列高頻EMI量測的研討會，第一場在3月假日本東京舉辦國際EMC論壇，並在今（99）年7月的國際EMC研討會中，籌辦一場有關電磁相容領域之國際專業技術論壇，主題為 「All about EMI above 1 GHz」，共邀請本（標準檢驗）局、美國、歐洲及日本等相關機構，討論各國EMC之最新檢測技術發展及相關導入時程，並分享各國EMC驗證及管理經驗。

另外本組在IC-EMC的科專計畫下，利用電路設計平台崁入電磁場分析之計算方法，模擬與評估「震盪器主動電路之EMC議題」，由本組謝組長翰璋與台灣大學電波研究團隊共同發表「Spurious Emission from Microstrip Oscillator Circuit」技術論文一篇，也獲得今年IEEE EMC審查委員ㄧ致通過，登載於本（99）年度之論文集中。

本次之出國目的最主要的就在參加這2項活動，除代表本局發表演說以外，並參加其他各項研討會，以了解國際EMC發展的走向，由本組技士唐永奇參加日本VCCI所主辦之論壇；至於技術論文之發表，最後因謝組長翰璋臨時有要事，不克前往，而沒有正式到現場發表演說。
2、 活動行程簡述

· 7 月24日：搭機赴美。 
· 7月25日~7月30日：參加IEEE研討會
· 7月31日~8月1日：搭機返國
3、 活動記要

1、 參加研討會活動記要
MO-PM-3研討會： All About EMI Above 1 GHz, (所有關於1GHz以上的測試議題)
這個主題是由日本VCCI (Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment)發起的，利用這次國際研討會，邀請世界各國相關人員討論1GHz以上EMI測試的發展情形，總共有5個主題:
· FCC Emissions Tests Above 1GHz for Digital Devices

Ghery S. Pettit (Intel Corporation, DuPont, Washington, United States)

· EMI Requirements Above 1 GHz in BSMI

Tang Yung-Chi (Bureau of Standards, Metrology and Inspection, Taipei Hsien, Taiwan)

· EMI Measurements Above 1GHz

Hiroshi Yamane (NTT Facilities Inc./ VCCI Council, Toshima-ku, Tokyo, Japan);

Chiharu Miyazaki (Mitsubishi Electric Corp./ VCCI Council, Kamakura, Kanagawa, Japan);

Jiro Kawano (VCCI Council, Minato-ku, Tokyo, Japan)

· Set-Up Table for EMI Testing Above 1 GHz

C. Miyazaki (Mitsubishi Electric Corporation, Kamakura, Kanagawa, Japan);
 H. Yamane (NTT Facilities Inc., Toshima-ku, Tokyo, Japan);
 J. Kawano (VCCI Council, Minato-ku, Tokyo, Japan)

· EMI Measurements Above 1GHz in CISPR

Martin Wright (BT, BTID, Ipswich, United Kingdom)

本局在這次研討會發表的主要內容

－　本(標準檢驗)局預計於2010年10月1日起開始，將資訊產品的EMI量測從1GHz提高到6 GHz；
－　執行此項檢測的背景資料。
－　現在到實施日的期間，相關（現有）產品的過渡措施；
－　如何執行高頻的EMI量測；

－　測試場地的要求與測試場地的認證方式；

－　測試儀器及量測天線之要求；

－　本局過去2年為此項列管工作所做的先期準備及宣導工作;
例如：研究高頻測試場地的認證測試實務，並將該技術教導民間試驗室；研究不合格測試場地的修改方法，讓廠商可以建構符合標準要求的測試場地；整理相關技術資料投稿IEEE EMC研討會，分享本局的經驗；並在每月的技術會議中探討本局高頻列管之後可能面臨的問題。
美國的主要重點
關於1GHz以上的輻射量測，在美國已實施多年，其方法與CISPR（International Special Committee on Radio Interference）的方法不同，此次的重點在說明美國ANSI (American National Standard Institute) C 63.4 2009年版的內容，這是美國FCC (聯邦通信委員會) 所採用的EMI量測標準，大體而言，該方法對場地的要求沒有CISPR 22那麼嚴格，但在量測上則需將天線在1m到4 m之間昇降，並且天線在不同高度時，其場型都需對準待測的設備 (EUT: Equipment Under Test)，因此有較高的複雜度。
日本VCCI的2場報告重點
日本VCCI的2份報告中，其中一份是介紹其量測方法與限制值，由於日本所採用的標準幾乎皆遵守CISPR 22之規定，因此並特別之處；
另一份報告則在介紹高頻測試中，測試桌材料所造成的影響，由於在EMI的高頻 (大於1GHz以上) 量測中，測試桌的材質很容易影響輻射的特性，在1 GHz以下的量測所採用的木質測試桌是否仍然適用，有甚多疑慮，因此VCCI特別為此做了不同材質影響的研究與比較，也許保麗龍有不錯的特性，但其缺定則是太脆弱，容易被壓垮，由於目前在標準中仍沒有明確的規定，這些研究有可能會成為未來標準的修訂項目之一。
英國報告CISPR的動向

由於英國的主講者是CISPR I的主席，因此他特別介紹CISPR 22有關高頻量測的發展動態及未來CISPR 32及34多媒體標準的發展情行。
研討會的成效
在這次的研討會中，由於本局是屬於第一個採用CISPR 22新標準執行1GHz以上測試的國家，因此美國ITIC(Information Technology Industry Council資訊工業協會) 特別於7月25日在該協會的工作會議中整理出22個問題，在26日的研討會中向本局詢問，幸好在出發前往IEEE EMC會議之前已做了相當的準備，並取得局內的共識，當完成報告後，僅剩4項問題而已，談笑間即已完成解答，一切皆算順利，也使得本局能在不到3個月這麼短的公告期間，即能讓新的檢測項目上路，而不引起國際的爭議，這都是本局同仁大家努力的成果。
2、 行程中的花絮
這次的行程中除了參加此一活動以外，當然還有聽聽其他課程的演講、產品的展示與測試實務的現場觀摩等，此外也被外商私下預約的問題討論，分述如下：
標示上的問題
美國DELL(戴爾)公司的Richard特別與我預約1小時的會談，除了一些技術性的討論以外，最有趣的是談到產品上的符合性標示，他舉起該公司小小的筆記型電腦，指著背板的標示抱怨說，包含BSMI、FCC、VCCI、EU等等已標了30多個符合性標示，未來世界各國再跟進下去，可能會沒完沒了，因此建議本局未來能考慮接受電子化標示的概念，當電腦開機後，讓符合性的標示顯示在電腦螢幕上即可；


針對此議題，我先給他一個玩笑，告訴他這個問題是「美國」及歐洲先進國家的「錯」所造成的，因為他們先推動標示這個概念，大家跟著學，未來跟進的國家只會越來越多，所以很快就有可能會超過100個以上的標示，問題只會更大，但從另一個角度來看，也是代表貴公司的產品賣得很好，所以貼了這麼多國家的標示，最後我建議他是否可考慮建立一個聯合國通用的單一標示以解決這個問題，至於電子標示，本局應會予認真考慮。
微笑曲線的奧妙
參加國際EMC研討會已有多年，不乏熟識的身影，他們每年都搶著當各種SESSION 的主席，接著又站在展示場中推銷他們的產品，他們寫文章進一步解釋標準，建立權威，又主動提議修訂標準，接著先一步設計新產品，而我們這一群人，則趕著花錢買標準、買設備以符合這些新標準；他們是微笑曲線的那一端，領導標準推銷標準再行銷產品，而我們則是曲線的這一端，多年來這種情況都是如此，好像很不容易改變，因為人員的語文、技術等等都是障礙，這可是要長期有眼光的投資才會有成果的。
奈米電波吸收材料
這次活動結束前，有幸找到幾位彼此相當熟識的朋友，有來自台灣的大學教授、試驗室經理人以及即將在瑞士理工取得博士學位的學生，大家皆來自台灣，談到大家認為未來可以發展的方向，除了持續彼此現在正進行的工作以外，認為電波吸數材料是一個可以發展的項目，因為本局有電波暗室的軟體模擬技術及其驗證的能力，加上國內有夠多的電波暗室製造商，目前最大的瓶頸則是電波吸收材料的問題，因為這些傳統吸收材料的技術都把持在國外手裡，自行發展傳統材料不但比不上他們，也不敷成本，製造商都很像是代工廠，有點食之無味；但在奈米的科技的時代理，讓我們燃起一點希望，未來希望能透過大家在不同領域的合作，共同發展奈米的吸收材料，相信這種應用應該是不可限量的，對電波暗室的產業及電波的隱形科技都會有很大的幫助。
3、 本組謝組長的論文：
這次本局謝組長因臨時無法到場做論文的即時報告，但其文章仍然刋載在論文集中，詳細內容如附件。
4、 結語與建議
這次的研討會，主辦單位會主動邀請本局人員參與，最主要是因為本局即將導入新的產品驗證項目，國際上為了解本局的做法，才會主動邀請與會，這些工作不但可保護國內的消費者，也可提高國際的能見度；

因此建議國內的主管單位應勇於追求國際最新的動態，在產品之安全、環保、節能等方面都應即時跟上國際的腳步，該納入管理就應納入管理，而不要有太多的猶豫；
但在執行前必須有萬全的準備，以免禁不起國際的挑戰，因此除應提高傳統行政能力以外，更應培養足以參與國際活動的人才，可讓各種制度順利執行。[image: image1.png]
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